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SECTION TROIS — METHODES D’ESSAI

Page 36

Article 28, remplacer le titre et le texte existants par ce qui suit :

28. IEssai de surtension

Note. — L’attention est attirée sur le fait que les essais de surtension et de charge et décharge sont similaires, mais font

appel 4 des tensions et des constantes de temps de valeurs différentes.

281 Moesures initigles

Effectuer les mesures prescrites dans la spécification applicable.

28.2  Méthode d’essai

Des circuits d’essai convenables sont représentés ci-apreés.
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SECTION THREE — METHODS OF TEST

Page 37
Clause 28, replace the existing title and text by the following :

28. Surge test

Note. — Attention is drawn to the fact that the surge test and the charge/discharge test are similar but have different
applied voltages and different time constants.

28.1 Initial measurements

The measurements specified in the relevant specification shall be made.

28.2 Test method

Suitable test circuits are shown below.

Note. — The thyristor circuit has the advantage of high repetition rates and { sociated with

contaminated contacts and contact bounce.
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La forme d’onde de la tension aux bornes du condensateur en essai est approximativement la
suivante:
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h) température de Iessai, si différente des conditions atmosphériques normales d’essai.

28.3 Mesures finales

Effectuer les mesures prescrites dans la spécification applicable.
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The voltage waveform across the capacitor under test shall be approximately as follows:
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e) the)duration of the charge périod;

f)) the duration of the discharge period:

g) the repetition rate (cycles per second);

h) test temperature if different from standard atmospheric conditions for testing.

28.3  Final measurements

The measurements specified in the relevant specification shall be made.
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Article 30, remplacer le titre et « A I’étude » par:

30. Kssai de charge et décharge

Note. — L’attention est attirée sur le fait que les essais de surtension et de charge et décharge sont similaires, mais
font appel & des tensions et des constantes de temps de valeurs différentes.

30.1 Mesures initiales

Effectuer les mesures prescrites dans la spécification applicable.

30.2 Méthode d’essai

Des circuits d’essai convenables sont représentés ci-apres.

Note. — Le circuit utilisant des thyristors a Pavantage d’autoriser des fréquences de(répétitio
des troubles occasionnés par des contacts encrassés ou par le rebondissemg
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Clause 30, replace the title and ““Under consideration” by :

30. Charge and discharge test

30.1

30.

Note. — Attention is drawn to the fact that the surge test and the charge/discharge test are similar but have different
applied voltages and different time constants.

Initial measurements

The measurements specified in the relevant specification shall be made.

Test method

Suitable test circuits are shown below.

Note. — The thyristor circuit has the advantage of high repetition rates and is free from pr associated «with
contaminated contacts and contact bounce.
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Les formes d’onde de la tension aux bornes du condensateur en essai et du courant le traversant

sont approximativement les suivantes:
1
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d) nombre de cycles de 'essai;
e) durée de la période de charge;

f) durée de la période de décharge;
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A4
ivent étre données dans la spécification applicable:

ance

acité

g) fréquence de répétition (cycles par seconde);

h) température de l'essai, si différente des conditions atmosphériques normales d’essai.

30.3 Mesures finales

Effectuer les mesures prescrites dans la spécification applicable.
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The voltage and current waveforms across and through the capacitor under test are approximately

as follows:
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discharge time
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pplied during the charge period if different from the rated voltage;
d) thé number of cycles of test;

g) the repetition rate (cycles per second);

h) test temperature if different from standard atmospheric conditions for testing.

30.3 Final measurements

The measurements specified in the relevant specification shall be made.
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